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TalepEden....................c.crceueneenen..:. CGS TEST HIZMETLERI A.S.
PEBE ) b b anonmaisseymdi it : KAYISDAGI MAH. GULGIN SOKAK NO:2/2 Atasehir/ISTANBUL
Test Spesifikasyonlari:

IEC 62471:2006

Standatk . soininn s

Test ProSedUirll .......co.eveerseverssresners  VOE

Standart digi metot ..................... NA

Test Report Form No.....................: |EC62471B

Test Report Form(s) Originator........ - VDE Testing and Certification Institute
NEERIRE: e o . 2018-08-16

Copyright © 2011 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
(IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

Bu yayin IECEE'nin telif hakki sahibi ve materyalin kaynagi oldugu belirtilerek ticari olmayan amaglar igin
kismen veya tamamen gogaltilabilir. IECEE ¢ogaltilan materyallerin igeriginin yorumlanmasindan
kaynaklanan zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Eger bu test raporu IECEE lyesi olmayan bir laboratuvar tarafindan kullanilirsa, IECEE/IEC logosu ve CB
test prosedurl referansi kaldiriimalidir.

Bu rapor, onaylanmis bir CB Test Laboratuvar tarafindan imzalanmadikga ve IECEE02 ile anlagsmali
bir NCB tarafindan yayinlanmis CB Test Sertifikasi eklenmedikge CB Test Raporu olarak gegerli

| degildir.

General sorumliuluk reddi:

Bu deney raporunda sunulan test sonuglari yalnizca test edilen nesne ile ilgilidir.

Bu test raporunun tamami harig bir bélimii onaylanmis CB test laboratuvarinin yazili onayi olmadan
cogaltilamaz. Bu Deney Raporu ve igeriginin dogrulugunu bu Deney Raporundan sorumlu NCB temas
yoluyla dogrulanabilir.
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Numunenin Tanimi ...o.ceeeeeeeemenennneass}

Model/Tip Referansi .........cccveveeunnnal
Anma Degerleri .....cccouvviniiiciiiiiinnnanid

GENEL AMAGLI SABIT AYDINLATMA ARMATURU

:|BSI LIHGTING TECHNOLOGIES
: | BSI AYDINLATMA ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN.TIC.A.S.

IAXIS(L:1035mm)
220-240V,50-60Hz,4000K, IP67,23,5W LED

Sorumlu Test Laboratuvar (uygulanabilir ise), test prosediirii ve test yer(leri) :

X |CB Deney Laboratuvari:

TSE Elektroteknik Laboratuvari Gebze Mudurltgi

Deney yapilan yer/ adres ...........c.cccveeunene

- | Cumhuriyet Mah. 2258 Sok. No:10
Gayirova Tren Istasyonu Yani Gebze / KOCAELI

[J | Onaylanmig CB Laboratuvari:

Deney yapilan yer/ adres.........ccccceeernenn.

Deneyi yapan (adi, gérevi, imzasi) .......

vt | Kapak sayfasina bakiniz.

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)...........ccvveens

Kapak sayfasina bakiniz.

[] | Test prosediirii : CTF Seviye 1:

Deney yapilan yer/ adres...........c.cceveeaeee

Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi) .......

Onaylayan (adi, gbrevi, imzasi)............

[J | Test prosediirii : CTF Seviye 2:

Deney yapilan yer/ adres .......cccuvunvinnseas

Deneyi yapan (adi + imzasi) .........cceevne

Gozlemleyen (adi, gdrevi, imzasl) .......

Onaylayan (adi, gbrevi, imzasi)............

[] | Test prosediirii : CTF Seviye 3:

[ [ Test prosediirii : CTF Seviye 4:

Deney yapilan yer/ adres...........coeevianne

Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi) .......

Gozlemleyen (adi, gérevi, imzasi) .......

Onaylayan (ad, gorevi, imzasi).............

Denetleyen (adi, gbrevi, imzasi)...........

TRF No. IEC62471B
LAB-D-FR-36/22.07.2019-5
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Eklerin Listesi (her bir ekteki sayfalarin toplam sayisini ekleyerek):

Deney ozeti:
Uygulanan deney (deneyin adi ve maddesi): Deney yapilan yer:
- TS EN 62471 standardina ait ilgili tim TSE Elektroteknik Laboratuvari Gebze MidurlGgu

muayene ve deneyler uygulanmistir.

Ulusal farkhiliklara uyum 6zeti:
Adreslenmis Ulkelerin listesi:

TRF No. IEC62471B
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: TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZ[ BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI AB-0001-T

isaretleme Plakasinin Ornegi

bsi/Lighting Technol

€83

Deney numunesinin aynintilari............................. : [ Siirekli Dalgali Lamba [] Darbeli Lamba
J =il [T 2 SN i 6 S SR §
Test edilen lamba sistemi ............c..ccoevieeiieiiceenene. : NU
Lamba siniflandirma grubu ............c.cccceecevrrvecrencnn. . [istisnai risk1  [Jrisk2 [Jrisk3
AT DA S RS 0. o Coal Lo i Dot el o AL 2 . NU
A UL o e e B0 B e s mns s s tensanase s : NU
Lambanin beyan dederleri.............cccceevvcriceinnnnn. : NU
Lamba Uzerinde ilave isaretleme ..............c.cccou.n... : NU
Lambanin |IEC standardina uygun hale getiriimesi....: IECxx
Kullanilan 6lglim Cihazi ........ccccocoveveveevrericiinecieecs : BENTHAM
Olgiim sirasindaki ortam sicakligi............cccooevveernnnn. : 23°C
Guvenli kullanim igin bilgiler.............cocovvveeieverirnnn. : NU
¥
%3
TRF No. IEC62471B
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Muhtemel Deney Hiikiimleri:

- ligili deney,numuneye uygulanmaz....................... :  NU (Uygulanmaz)

- Numune ilgili deneyden gegmistir ...............ccccceoce.. -~ G (Gegti)

- Numune ilgili deneyden gegmemistir ...................... ;K (Kaldi)
o ;

Numunenin alindidi tarih..........ccccoooeiivecriserie, 1 12.12.2019

Deney performans tarihleri.............ccccoeececvecivernnne. : 16.12.2019-16.12.2019

Genel uyarilar:

"(Bkz. Agiklama # )" Test raporuna eklenmis agiklamaya atif yapar.
“(Bkz. EKli tablo)" Test raporuna eklenmis ek kisimlarina yapar.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [] nokta kullaniimistir.

IECEE 02 - Madde 4.2.5 icin Ureticinin Beyan::

Birden fazla Uretim yeri ve Ureticiden de§erlendirme  |[] Evet

igin alinan numunenin/numunelerin her bir fabrikadan |[X] Uygulanmaz
saglanan Urlinlerinin temsili oldugunu belirten bir
beyan igerdigi durumda bir CB test sertifikas| edinmek
icinolanuygulama................ccoo i :

Farkliliklar varsa iiriin hakkinda genel bilgi béliimiinde tanimlanmalidir.

Uretim yer(ler)inin adi ve adresi ..................ccceoe. 1 BS| AYDINLATMA ELEKTRIK ELEKTRONIK
SAN.TICAS./

KONUKKENT MAH.3029.CAD.NO:3/91
GANKAYA/ANKARA

Uriin hakkinda genel bilgi:

TRF No. IEC62471B
LAB-D-FR-36/22.07.2019-5 Sayfa6/19
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IEC 62471

Madde

Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

MARUZ KALMA SINIRLARI

Genel

Bu standarttaki maruz kalma sinirlari 0.01 ms'den
az,herhangi bir 8 saatlik periyottan fazla olmamali
ve maruz kalmanin kontroliinde klavuz olarak
kullanilmali

Isik kaynaginin ayrintili spektral verileri, genelde
sadece bu kaynagin isik siddeti 104 cd.m-2 degerini
ecerse gereklidir.

Bknz: Madde 4.3

4.3

Tehlikeli maruz kalma sinirlar

4.3.1

Cilt ve goz i¢in aktinik UV tehlikesi maruz kalma
siniri

NU

Herhangi bir 8 saatlik periyotta etkin 1sima miktar
icin maruz kalma sinirt 30J.m-2dir.

NU

Genig band| bir kaynak tarafindan tretilen mor
Gtesi Isimaya maruz kalmadan kaynaklanan goéz
veya cildin hasarlanmasina karsi koruma igin 1s1k
kaynaginin etkin tlimlesik spektral 1sin yogunlugu
ES agagidaki formille tanimlanan seviyeleri
asmamalidir;

400
Es-t=Y E,lit)-Syy(4)-At-A2 <30 J-m?

200 ‘¢t

NU

Korunmamis goz veya cildin (izerinde mor 6tesi
Isima olayina maruz kalma igin izin verilebilir stre
asagidaki gibi hesaplanmaldir:

f =— 8
max E,

NU

4.3.2

G6z igin yakin UV tehlikesi maruz kalma siniri

NU

315 nm’den 400 nm'ye kadar olan spektral aralidi
(UV-A) icin goze olan toplam iginlama miktari 1000
s'den daha az olan maruz kalma sureleri igin

10000 J.m-2degerini agmamalidir. 1000 s’'den daha
blyik olan maruz kalma sireleri icin (yaklasik 16
dakika) korunmamis bir gézdeki UV-A isin
yoduniugu Euva, 10 W.m-2

degerini agsmamalidir.

NU

1000 s'den daha az sureler igin korunmamis

gbzdeki mor 6tesi ISima olayina maruz kalmaya

izin verilebilir, stire agagidaki gibi hesaplanmalidir:
. 10000

Eyva

NU

433

Retinal mavi i1sik tehlikesinin maruz kalma siniri

Kronik mavi 1siga maruz kalmadan kaynaklanan
retinal foto kimyasal yaralanmaya kars| koruma igin
Istk kaynaginin timlesik spektral parlakligi mavi
Isik tehlike fonksiyonu B(A) yardimiyla ifade edilir.
Ornegin agirlikh parlaklik ,Ls, agagidaki sekilde
tanimlanan seviyeleri agmamalidir:

TRF No. IEC62471B
LAB-D-FR-36/22.07.2019-5 Sayfa 7/19
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Madde

Kural + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

700
Lg-t=7 > L (A1) -B(A)-Ar-AA<10® J. m2.gr!
300 ¢

po mal
max = 5
t<10°s icin Le

700
Lp= 3 I; -B(i) A1 <100 W.m2. g
300

t>10%s igin

434

Retinal mavi igik tehlikesi maruz kalma siniri-kiigiik kaynak

Go6zdeki mavi 1sik tehlike fonksiyonu B(A)'ye karsi
spektral irradyans Eiasagida tanimlanan
seviyeleri agsmamalidir:

Bkniz Cizelge 4.2

NU

700
Eg-t=) Y E(A4,1) B(A) A&r-A1<100 J m2
300 ¢

t<100 s igin

NU

700
Eg= )Y E) -B(1)-AA<1 W.m2
300

t>100 s icin

NU

435

Retinal Isil tehlike maruz kalma siniri

Retinal i1sil yaralanmaya karsi koruma igin 1s1k
kaynaginin timlegik spektral parlakligi Lx, yanma
tehlikesi agirlik fonksiyonu R(A) tarafindan
agirliklandirilir (Sekil 4.2 ve Cizelge 4.2'den).
Yanma tehlikesi agirlikli parlaklik asagida
tanimlanan seviyeleri asmamalidir:

NU

1400
50000 . o
1ﬂ=3§011-R(/1)-M5a“0,25 W.m2.gr!

(10pus<t<10s)

NU

436

Retinal Isil tehlike maruz kalma siniri-Zayif gorsel uyari

Kizil 6tesi 1s1 lambasi veya isteksizlik tepkisini
harekete gecirmek igin zayif gorsel uyarinin
yetersiz oldudu herhangi bir yakin kizil 6tesi
kaynak icin 10 s'den daha biylik olan maruz kalma
sureleri igin goz tarafindan goriildiigu gibi yakin
kizil 6tesi (780 nm'den 1400 nm’ye kadar) parlaklik
Lir, agadidaki ile sinirlandirimalidir:

NU

1400
Lp= Y L R(A)-Ai< 3000

780

W.m2. g

t>10s

NU

4.3.7

Goz igin kizil étesi 1Isima tehlikesi maruz kalma sinirl

arl

Korneanin isil yaralanmasindan ve géz mercegi
Uzerindeki muhtemel gecikmis etkilerden
(kataraktogenez) sakinmak igin 780 nm'den 3000
nm'’ye kadar olan dalga boyu araligi boyunca 1000
s'den daha az olan sireler igin géziin kizil 6tesi
Isimaya maruz kalmasi Er, asagidaki degerleri
gecmemelidir:

NU

3000
Er= Y E; AA<18000.r707° W.-m2
780

t<1000s

NU

1000 s.'den biiyiik degerler igin sinir:

NU

3000
Er= D Ej-Al5100 W .- m2
780

t>1000s

NU

4338

Cilt icin 1s1l tehlike maruz kalma siniri

TRF No. IEC62471B
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IEC 62471
Madde Kural + Deney Sonug - Aglklama Karar
Cildin gortilebilir ve kizil 6tesi 1ginlama miktar (380
nm'den 3000 nm'ye kadar) asagidaki degere NU
sinirlandiriimalidir.
3000
Eqt= Y Y B (A1) &r-A2£20000.9%%  §. m2 NU
380 ¢
5 LAMBA VE LAMBA SISTEMLERININ OLGULMESI
5.1 Olgiim Sartlari
| Olglim sartlari, risk siniflandirimasinin
degderlendiriimesine ve maruz kalma sinirlarina G
karsi dederlendirmenin bir bélimi olarak rapor
edilmelidir.

5.1.1 Lambanin yaglandiriimasi NU

5.1.2 Deney ortami G
Ozel deney sartlari icin uygun IEC lamba
standardina veya bdyle standardlarin olmamasi NU
durumunda uygun milli standardlara veya
imalatc¢inin tavsiyelerine bakiimalidir.

51.3 Harici Isima NU
Harici kaynaklardan yayilan isima ve yansimanin NU
dlglim sonuglarini etkilememesi igin dikkatli
kontroller yapilmalidir.

51.4 Lambanin ¢calismasi G
Deneyden gecirilecek lamba G
-Uygun |IEC standardina gore, veya NU
- Imalatginin tavsiyelerine gére galistiriimalidir. G

5.1.5 Lamba sisteminin ¢alismasi G
Deney lambasinin galismasi icin gereken glic G
kaynagi
-ligili IEC standardina veya NU
-imalatginin tavsiyelerine gére galistiriimalidir. G

5.2 Olgiim Prosedirii

5.2.1 Isin yogunlugu (irradyans) Olgiimleri NU
Minimum delik ¢apt 7 mm NU
Minimum delik ¢apt 50 mm NU
Olglim, en biiyiik okumayi veren isin demetinin NU
konumunda yapiimalidir.

Olglim cihazinin kalibrasyonu NU

522 Parlaklik (radyans) élgimleri G

5221 Standart metod G
Olglimler bir optik sistemle yapilir G

TRF No. IEC62471B
LAB-D-FR-36/22.07.2019-5 Sayfa 9/ 19
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IEC 62471

Madde Kural + Deney Sonug - Agiklama Karar

Olglim cihazi her bir alici alan ve kendisinin gériis G
alani boyunca (FOV) ortalamasi alinan her bir tam
kabul agisinin mutlak 1gima gliciini okumak igin
kalibre edilmelidir.

5.2.2.2 Alternatif metot NU

Parlaklik dizeneginin simgelenmesine alternatif
olarak, kaynaga yerlestirilmis dairesel alan
sinirlandiricisi ile 1$in yogunlugunun dlgliimesi
parlaklik élcmelerini yapmak icin kullanilabilir

NU

523 Kaynak boyutunun élgliimesi G

Bir kaynagin kargisinda olugan a agisinin G
belirlenmesi kaynagin yayiima noktalarinin %
S0sinin belirlenmesini gerektirir.

524 Darbeli kaynaklar igin darbe genigliginin dlgliimesi NU

At'nin belirlenmesi yayilma > tepe degerin % 50’ si NU
oldugu siire boyunca belirlenmesini gerektirir.

5.3 Analiz Metotlari

5.31 Agirlikli egri enterpolasyonlari G

Enterpolasyona tabi tutulmus degerleri standard
hale getirmek icin, istenen dalgaboyu araliklarinda G
ara noktalari elde etmek igin verilen logaritmik
degerler tzerinde dogrusal enterpolasyon
kullanilmalidir.

5.3.2 Hesaplamalar G

Kaynak tehlikesi degerlerinin hesaplanmasi uygun
fonksiyon tarafindan spektral taramanin G
adirliklandiriimasiyla ve toplam agirlikli enerjinin
hesaplanmasiyla yapilmaldir.

53.3 Olgiim belirsizligi G

Bitlin 6lgme sonuglarinin kalitesi belirsizligin G
analiziyle belirlenmelidir. Bkniz Ek C

6 LAMBANIN SINIFLANDIRILMASI

Bu standardin amaci igin degerlerin asagidaki gibi | Bkniz tablo 6.1 G
belirtiimesine karar verilmistir.

-Genel aydinlatma hizmeti igin amaclanan lambalar
icin tehlike degerleri 200 mm'den daha az mesafe G
olmamak Uzere 500 liks aydinlatma siddeti Urettigi
bir mesafede isin yogunlugu veya parlaklik
degerleri olarak belirtiimelidir.

-Darbeli lamba kaynaklari dahil diger bditin 1g1k NU
kaynaklari igin tehlike degerleri 200 mm'lik
mesafede belirtiimelidir.

6.1 Surekli Dalgali Lambalar

6.1.1 istisnai Grup

Bu gruptaki lambalar herhangi bir fotobiyolojik NU
tehlike ortaya gikarmamalidir. Bu gereklilik:

-8 saatlik maruz kalma (30000 s) iginde aktinik mor NU
otesi tehlikeyi (Es) ya da,

K=
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-1000 s (yaklasik 16 dk) icinde yakin UV tehlikeyi NU
(Euva) ya da,
-10000 s (yaklasik 2,8 saat) iginde retinal mavi i1sik NU
tehlikeyi (L) ya da,
-10 s iginde retinal 1sil tehlikeyi (Lr) ya da, NU
-1000 s iginde goz igin kizil 6tesi Isima tehlikesini NU
(Er) ortaya ¢ikarmayan herhangi bir lamba
tarafindan karsgilanir.
6.1.2 Risk Grubu 1 (DusUk risk)
Bu gruptaki lambalar, istinai gruptaki sinirlari asan G
ancak:
-10000 s icinde aktinik mor Gtesi tehlikeyi (Es) ya NU
da,
-300 s iginde yakin mor 6tesi tehlikeyi (Euva) ya da, NU
-100 s iginde retinal mavi 1s1k tehlikeyi (Le) ya da, G
-10 s iginde retinal 1sil tehlikeyi (Lr) ya da NU
-100 s igcinde goz icin kizil 6tesi 1Isima tehlikesini NU
(ER) ortaya gikarmayan herhangi bir lamba
tarafindan karsilanir.
Kuvvetli gorsel uyari olmaksizin kizil tesi igima NU
yayan ve 100 s iginde yakin kizil tesi retinal tehlike
(Lir) ortaya gikarmayan lambalar da risk grubu
1'dedir.
6.1.3 Risk Grubu 2 (Orta risk)
Bu gruptaki lambalar, Risk Grubu 1'deki sinirlari NU
asan ancak,
-1000 s’lik maruz kalma iginde aktinik mor otesi NU
tehlikeyi (Es) ya da,
-100 s iginde yakin mor otesi tehlikeyi (Euva) ya da, NU
-0,25 s (riskten kaginma tepkisi) iginde retinal mavi NU
1sik tehlikeyi (Ls) ya da,
-0,25 s (riskten kaginma tepkisi) iginde retinal 1sil NU
tehlikeyi (Lr) ya da,
-10 s icinde goz igin kizil 6tesi igima tehlikesini (Eir) NU
ortaya gikarmayan herhangi bir lamba tarafindan
karsilanir.
Kuvvetli gorsel uyari (olmaksizin kizil 6tesi igima NU
yayan ve 10 s iginde yakin kizil 6tesi retinal tehlike
(Lir) ortaya cikarmayan lambalar da risk grubu
2'dedir.
6.1.4 Risk Grubu 3 (Yiksek risk)
Risk Grubu 2'deki sinirlari agan lambalar bu NU
gruptadir.
6.2 Darbeli lambalar
Darbeli lamba kriterleri tek bir darbeye ve 0,25 s NU
icinde herhangi bir dalga grubuna uygulanmalidir. /
&
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Darbeli bir lamba imalatci tarafindan belirtilen en NU
ylUksek anma enerijisi yikinde dederlendiriimelidir.
Deneyden gegirilen lambanin risk grubunun NU
belirlenmesi agadidaki gibi yapiimalidir:
-Maruz kalma sinirini agan bir lamba risk grubu 3'e NU
(yliksek risk) ait olarak siniflandiriimahdir.
-Tek darbeli lambalar i¢in agirlikh iginlama miktari NU
veya agirlikh parlaklik miktart EL agagisinda olan
bir lamba istisnai gruba ait olarak
siniflandiriimalidir.
-Tekrarlamali darbeli lambalar igin agirlikli 1sinlama
miktari veya agirlikli parlaklik miktar EL asagisinda NU
olan bir lamba darbeli yayllmanin ortalama zaman
degerleri kullanilarak Madde 6.1’de agiklanan
slirekli dalga risk kriteri kullanilarak
degerlendirilmelidir.
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Cizelge 4.1 Cilt ve gbz igin mor 6tesi tehlikelerin degerlendirilmesinde spektral agirlikli fonksiyon
Wavelength: UV hazard function Wavelength UV hazard function
A, nm Suw(A) A, nm Suw(A)
200 0,030 313* 0,006
205 0,051 315 0,003
210 0,075 316 0,0024
215 0,095 317 0,0020
220 0,120 318 0,0016
225 0,150 319 0,0012
230 0,190 320 0,0010
235 0,240 322 0,00067
240 0,300 323 0,00054
245 0,360 325 0,00050
250 0,430 328 0,00044
254* 0,500 330 0,00041
255 0,520 333* 0,00037
260 0,650 335 0,00034
265 0,810 340 0,00028
270 1,000 345 0,00024
275 0,960 350 0,00020
280* 0,880 356 0,00016
285 0,770 360 0,00013
290 0,640 365* 0,00011
295 0,540 370 0,000093
297* 0,460 375 0,000077
300 0,300 380 0,000064
303* 0,120 385 0,000053
305 0,060 390 0,000044
308 0,026 395 0,000036
310 0,015 400 0,000030
' Segilen dalga boylari, temsilidir: Diger degerler ara dalga boylarinda logaritmik enterpolasyon ile elde
edilmelidir.
* Civa bogalma spektrumunun yayilma gizgileri.
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Cizelge 4.2 Genig bandli optik kaynaklardan olan retinal tehlikelerin degerlendiriimesi igin spektral
agirlik fonksiyonlari
Wavelength Blue-light hazard function Burn hazard function
nm B (A) R (A)
300 0,01
305 0,01
310 0,01
315 0,01
320 0,01
325 0,01
330 0,01
335 0,01
340 0,01
345 0,01
350 0,01
355 0,01
360 0,01
365 0,01
370 0,01
375 0,01
380 0,01 0,1
385 0,013 0,13
390 0,025 0,25
395 0,05 0,5
400 0,10 1,0
405 0,20 2,0
410 0,40 4,0
415 0,80 8,0
420 0,90 9,0
425 0,95 9,5
430 0,98 9,8
435 1,00 10,0
440 1,00 10,0
445 0,97 9,7
450 0,94 9,4
455 0,90 9,0
460 0,80 8,0
465 0,70 7,0
470 0,62 6,2
475 0,55 5,5
480 0,45 4,5
485 0,40 4,0
490 0,22 2,2
495 0,16 1,6
500-600 1 QL450-hy/50] 1.0
600-700 0,001 1,0
700-1050 1QI(700-A)/500]
1050-1150 0,2
1150-1200 0,2-100.02(1150-4)
1200-1400 0,02
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Cizelge 5.4 Kornea veya cilt ylizeyi igin EL'lerin 6zeti (1sin yogunludu esasl degerler)
Dalgaboyu Maruz Sinirlama Sabit 15in
Tehlike adi iigili denklem araligi nm kalma deligi rad | yogunluguna gore
siiresi s (derece) EL W.m?
Aktinik UV
e Es=YEr+S(\) AN | 200-400 | <30000 | 1,4(80) 301t
cilt ve goz : .
- - <1000 10000/t
Goz UV-A Euva = YEr* AA 315 - 400 sation 1,4 (80) b
Mavi isikli Es = YEx* B(A) * AA <100 100/t
kUQUk kaynak 300 - 700 >100 < 0,01 1 1,0
o o <1000 18000/t .75
Goz IR Er=YExr* AA 780 —-3000 1000 1,4 (80) 100
Cilt i1sil En =SEx+ AA 380 — 3000 <10 21 sr 20000/t 0.75
Cizelge 5.5 Retina icin EL'lerin 6zeti (parlaklik esasli degerler)
Dalgaboyu Maruz Sinirlama Sabit parlakhga
Tehlike adi ilgili denklem aralig nm kalma deligi rad gore EL
siiresis (derece) W.m2.sr'
0,25-10 | 0,011-V(/10) 108/t
3 10-100 0,011 108/t
Mavi 11k Le = 3La*B(A) * AA 300 - 700 100-10000 0,001+t 105t
210000 0,1 100
Retinal isil Y, <0,25 0,0017 50000/(qa=t 925)
L ZLasRN) vk, (1300=0490: 1 soe o | notlediins 50000/(at °25)
Retinal 1sil
(2ay Lr=YLr-R(A\)+AA | 780-1400 | >10 0,011 6000/a
gorulebilir .
uyarici)
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IEC 62471 TEST RAPORU EKi
AVRUPA GRUP FARKLILIKLARI VE ULUSAL FARKLILIKLAR
Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Giivenligi

Standart.................ccooeeveeeieeen : IEC 62471:2008
EkForm No.........ooooveeeeeeee : EU_GD_IEC62471B
Ek Formu Orijinat®ri....................... : OVE

Master BR Borm' ... : 2019-01-24

Copyright © 2013 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
(IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

CENELEC ORTAK MODIFIKASYONLAR (EN)
4 MARUZ KALMA SINIRLARI

IEC 62471:2006 Madde 4'tin tamami Ek ZB'ye =
(bilgi igin) konulmustur.

Madde 4 agagidaki gibi degismistir:

Suni Optik Isima Direktifi (2006/25/EC) sinirlari | Bkniz ek Cizelge 6.1
62471:2006'da belirlenmis olan sinirlarin yerine NU
uygulanmalidir.

4.1 Genel

Birinci paragraf silinmistir. e
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